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最新の最新のEPMAEPMA紹介紹介  
－JXA-8230/JXA-8530F  －

•
 

JXA-8230は実績あるJEOLのEPMAﾊｰﾄﾞｳｴｱ
 を継承しつつ、分析およびﾃﾞｰﾀ解析環境をPCｳ
 ｲﾝﾄﾞｳに一新。洗練された分析ﾒﾆｭｰは目的の材
 料解析へ簡単にｱｸｾｽできるよう配慮され、操作
 性が一層向上しました。

•
 

JXA-8530Fはﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯｼｮﾝ電子銃の搭載によ
 り、０.１μmｵｰﾀﾞｰの極微小部分析が可能になり、

 親しみ易いPCﾍﾞｰｽのｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝで高分解能分
 析が一層身近になりました。　



①EPMA操作環境のPC化

②新設計ユーザーインターフェース

③新型試料交換機構

④X線分光性能の向上
 　　　（１）新開発・超軽元素用分光素子

 　　　（２）WD/EDコンバインシステム

 　　　（３）EDSアクティブマップ機能

⑤像観察機能の強化
 　　　（１）最大4信号のライブ像同時取得

 　　　（２）リアルタイム像合成

⑥省エネルギー設計

⑦FE-EPMAによる高空間分解能分析（JXAJXA--8530F8530F）
X線空間分解能　0.10.1μμmm

JXA-8230/JXA-8530Fの特長
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EPMAを統合制御

複数デバイスの同時

 計測・制御を効率よく

 確実に実行

・像観察、分析からデータ解析・管理まで、Windows®環境上で

　シームレスに実行可能。

①①EPMAEPMA操作環境の操作環境のPCPC化化
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ステージの高速移動
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・観察用画面GUIはJEOLのSEMと共通。
・分析用画面GUIは分析条件の一覧表示を強化。

②新設計ユーザーインターフェイス②新設計ユーザーインターフェイス



仕切り弁の
自動開閉

折りたたみ式
交換棒

・試料交換室の真空度をモニタし、仕切り弁が自動開閉。
・仕切り弁やホルダ位置状態は、ステータスランプなどで確認可能。
・安全面に配慮した折りたたみ式試料交換棒。

ステータス表示

 ランプ

GUI上の

 状態表示

③新型試料交換機構③新型試料交換機構



・新開発の超格子多層膜分光素子により、軽元素分析能力が向上。

・短時間でよりS/Nの良いX線マップが取得可能。

LDE6H

LDE2H

LDE2

NEWSTE

Acc.V = 10kV

140        160        180        200   L(mm)

B-Kαの分光性能比較（試料：B）

In
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n
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B-Kα P P/B

LDE6H 5.0～5.3 1.2～1.3

LDE2H 2.5～2.8 0.9～1.0

LDE2 1.0 1.0

NEWSTE 0.6～0.7 2.0

LDE6HとLDE2HのB-Kα
 

マップ比較

 （試料：FeB/Fe2B）

B (LDE6H)         10μm B (LDE2H)         10μm

BEI         10μm

FeB

Fe2B

④④XX線分光性能の向上線分光性能の向上

（１）新開発・超軽元素用分光素子（１）新開発・超軽元素用分光素子

～LDE6HによるBの分光性能向上の例～



・WDSとEDSの組み合わせで効率的なデータ収集が可能。

・広領域のステージスキャンマップにも対応。
・EDSはアクティブマップ（全スペクトル同時取り込み）利用可能。

WDSWDS

EDSEDS

④④XX線分光性能の向上線分光性能の向上
（２）（２）WD/EDWD/EDコンバインシステムコンバインシステム

反射電子組成像（CP)とWD/EDコンバインカラーマップ（試料：玄武岩）



・マップの全分析点のスペクトルを取得
・分析中やオフライン時でも元素を変更したマップを再構築可能
・自動元素判定でマップ表示可能

反射電子組成像とEDSアクティブマップ

全分析点で
スペクトルを取得

④④XX線分光性能の向上線分光性能の向上
（３）（３）EDSEDSアクティブマップ機能アクティブマップ機能

ドライSD
タイプ

ミニカップタイプナインタイプ

EDS検出器ラインアップ



走査像最大解像度

　1280×960
　　　　(リアルタイム)

　5120×3840
　　　　（ファイル記録）

⑤⑤像観察機能の強化像観察機能の強化
（１）最大（１）最大44信号のライブ像同時取得信号のライブ像同時取得
・二次電子像、反射電子像とX線像（WDS)の同時観察。

・短時間で複数の像観察および画像取得が可能。



反射電子組成像と
X線像の合成も可能

R G B

リアルタイム
X線像合成画面

⑤像観察機能の強化⑤像観察機能の強化
（２）リアルタイム像合成（２）リアルタイム像合成

・WDSのX線像と電子像のリアルタイム合成表示が可能。



JXA-8230  ：約50％
JXA-8530F：約70％

(各々の従来機種との比較)

消費電力　(SEM像観察時)

「省エネモード」機能搭載

分析終了時や指定時間に
電子光学レンズ等の電源を停止/起動

高効率の
水冷式対物レンズ

ターボ分子

 ポンプ

電源回路の

 効率化

⑥省エネルギー設計⑥省エネルギー設計
・・消費電力の削減、省エネモードの搭載。消費電力の削減、省エネモードの搭載。



鉛フリーハンダのカラーマップ
（6kV, 10nA, x20,000）　

BEI　　　

 

1μm Ag　　　

 

1μm

Cu　　　

 

1μm Sn　　　

 

1μm

⑦⑦FEFE--EPMAEPMAによる高空間分解能分析による高空間分解能分析（（JXAJXA--8530F8530F））

・低加速電圧・WDS分析電流で微小プローブを実現するFE電子銃の採用により、

 　高いX線空間分解能を実現。

各電子銃の
プローブ径と
プローブ電流

X線発生領域とFE電子銃のプローブ径、

 分析領域（X線空間分解能）の関係



観察中の電子像で、気になる組織があったら・・・

Click!

右クリック。右クリック。

セラミックスの分析例～「ここを分析」



表示されるメニューから・・・

セラミックスの分析例～「ここを分析」セラミックスの分析例～「ここを分析」



セラミックスの分析例～「ここを分析」セラミックスの分析例～「ここを分析」

Click!

表示されるメニューから・・・点分析をクリック。



セラミックスの分析例～「ここを分析」セラミックスの分析例～「ここを分析」
EPMA（WDS）の定性分析がスタート。

Click!

EPMA定性分析

リアルタイム表示



セラミックスの分析例～「ここを分析」セラミックスの分析例～「ここを分析」

ZAF Metal
Element   Mass(%)   Atom(%)      K(%)
O         25.308   65.8420     6.543
Al         0.294    0.4538     0.202
Fe         3.016    2.2474     2.763
Zr        60.805   27.7473    51.580
Sn        10.577    3.7096     7.595
------------------------------------
Total    100.000  100.0000    68.683

EPMAの定性分析、ス

タンダードレス定量分
析結果が得られるまで
の操作は、電子像観察
から2クリックだけ！

EPMA定性分析スペクトル

スタンダードレス定量結果



分析レシピの利用分析レシピの利用

Click!

同系統のサンプルを頻繁に分析する場合、分析レシピの利用に
 より、効率的な分析条件の設定が可能。

分析用画面
クイックスタート

EPMAクイックスタートから、
 登録したレシピを選択。

EPMAクイックスタートから、
 登録したレシピを選択。



分析レシピの組み合わせで連続分析分析レシピの組み合わせで連続分析
・レシピの組み合わせで連続分析のシーケンス設定が可能。

・レシピごとの登録・編集が可能なため、異なる分析種の設定が容易。

異なる分析条件
にも対応



新たな分析位置を登録。

元素条件が読み込まれる。

 ※編集も可能

分析レシピの利用分析レシピの利用

同系統のサンプルを頻繁に分析する場合、分析レシピの利用に
 より、効率的な分析条件の設定が可能。



まとめまとめ

JXA-8230、JXA-8530Fは高効率の局所元素分析を
 実現する、最新のEPMAです。

 

JXAJXA--82308230、、JXAJXA--8530F8530Fは高効率の局所元素分析をは高効率の局所元素分析を
 実現する、最新の実現する、最新のEPMAEPMAです。です。

1.
 

分析メニューの一覧性の強化により、操作性がさらに向上。
 条件設定が簡便なため素早く分析開始できます。

2.
 

電子像の同時取得、新型分光結晶の利用により、分析時間
 が短縮できます。

3.
 

試料交換が短時間で確実に行えます。

4.
 

WD/EDコンバインシステム（EDSアクティブマップ）により、さ
 らに効率的な分析が期待できます。

5.
 

FE電子銃の搭載により、高いX線空間分解能の分析が実現
 できます（JXA-8530F）。


	JXA-8230　JXA-8530F
	最新のEPMA紹介�－JXA-8230/JXA-8530F  －
	JXA-8230/JXA-8530Fの特長
	①EPMA操作環境のPC化
	②新設計ユーザーインターフェイス
	③新型試料交換機構
	④X線分光性能の向上
	④X線分光性能の向上
	④X線分光性能の向上
	⑤像観察機能の強化
	⑤像観察機能の強化
	⑥省エネルギー設計
	⑦FE-EPMAによる高空間分解能分析（JXA-8530F）
	セラミックスの分析例～「ここを分析」
	分析レシピの利用
	分析レシピの利用
	まとめ



